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Avis no 1/2012
Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels
Statistiques relatives aux dessins et modèles internationaux sur le site Internet de l’OMPI
1. Une compilation de statistiques annuelles et mensuelles relatives au Système de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels figure sur le site Internet de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).  Jusqu’à fin 2011, ces statistiques étaient disponibles en format PDF et présentées sous la forme statique d’un rapport annuel.  À partir de ce jour, les statistiques annuelles et mensuelles du système de La Haye seront présentées sous une forme nouvelle et dynamique, consécutive au lancement d’une application Internet interactive.

2. Cette nouvelle application permet aux utilisateurs de composer en mode dynamique leurs propres tableaux et/ou graphiques personnalisés avec de nouveaux critères de recherche, puis de les télécharger dans un format Excel.  En outre, cette application permet de consulter en mode dynamique des statistiques mises à jour chaque mois à l’intention des membres de l’Union de La Haye, des utilisateurs du système de La Haye et du grand public.  Enfin, l’application permet aux utilisateurs de consulter des statistiques de 2000 à ce jour.
3. Les statistiques de La Haye sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.wipo.int/hague/fr/statistics.
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